DIN EN ISO 22088-4:2006-11 (D)

Kunststoffe - Bestimmung der Bestandigkeit gegen umgebungsbedingte
Spannungsrissbildung (ESC) - Teil 4: Kugel- oder Stifteindrickverfahren (1ISO 22088-
4:2006); Deutsche Fassung EN ISO 22088-4:2006
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